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摘要(译)

本发明涉及通过使用多重测定系统检测和测量至少一种分析物来表征自
身免疫疾病的方法。根据一个实施方案，通过具有不同反应物的不同珠
子组检测和测量靶标。根据另一种方法，通过将怀疑含有自身抗原和自
身抗体的样品暴露于与自身抗原特异性的单克隆抗体相关的珠子组和与
自身抗原相关的珠子组来测量自身抗原与自身抗体的比率。。
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